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Проектирование толщиномеров связано с оптимизацией техники ли­
неаризации показаний измерительного датчика и процесса производства 
эталонов.

С целью комплексного решения этих задач предложено измерять при­
бором не параметр толщины покрытия, а величину отклонения этой то.і- 
щины от требуемого значения.

Изготовление эталонов со строго заданным значением физической ве­
личины требует больших затрат труда и времени, а также высокой ква­
лификации исполнителя, поэтому для построения градуировочной харак­
теристики предложено использовать эталонные меры любых произвольно 
выбранных значений, входящих в диапазон измерений прибора. При этом 
требуемые деления шкалы находят путём транспонирования графика за­
висимости / /  = / (  /?) в интервале заданного значения измеряемой величи­
ны h.

Таким образом, в предлагаемой технологии изготовления и градуиров­
ки прибора настраивают не параметры измерительной системы, а приво­
дят шкалу прибора в соответствие с системой прибора и значениями из­
меряемых параметров.

Физические явления, положенные в основу толщиномера, позволяют 
дополнительно решать две задачи толщинометрни, недоступные извест­
ным приборам аналогичного типа: измерение толщины .магнитного слоя, 
например, никеля, на токопроводящей поверхности и проводить лока.г:ь- 
ные измерения в точке.
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